
№п/п 
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2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Аналитический центр ФГБУН ДВГИ ДВО РАН 

Прейскурант цен (работ, услуг) на 2026 год 

Вид работ и метод 
Единица Стоимость* 

измерения (руб., без НДС) 

Лаборатория аналитической химии 

(элементный анализ, ионная хроматография, геохронология) 
Гравиметрический анализ. Определение кремния в пере-

счете на оксид ·(Si02) в пробах горных пород, донных отло- Проба 1 480 
жений, почв, грунтов, золы углей, углей, торфа. 

Гравиметрический анализ. Определение воды гигроскопи-
Проба 350 

ческой (влаги). 

Гравиметрический анализ. Определение потери при прока-

ливании (ГШП) в пробах горных пород, донных отложений, Проба 412 
железомарганцевых образований, почв, торфов. 

Т~триметрический анализ. Определение железа закисного 
Проба 384 

(FeO) в пробах горных пород. 
Озоление (сухая минерализация)" проб горных пород, дон-

Проба 390 
ных отложений, углей. 

Силикатный анализ проб горных пород, почв, донных отло-

жений, железомарганцевых образований. Определение 

главных компонентов с применением методов гравиметрии 

- определение воды гигроскопической (Н2О-), потери при 

прокаливании (ППП), кремния, в том числе в пересчете на 

оксид (Si02); титриметрии - определение закисного железа Проба 5 100 
(FeO) и атомно-эмиссионной спектрометрии с индуктивно 
связанной плазмой (ИСП-АЭС) - определение титана, алю-

миния, железа, марганца, магния, кальция, калия, натрия, 

фосфора, в том числе в пересчете на оксиды (Ti02, Аl2Оз, 

Fе2Оз общ., МnО, MgO, СаО, К2О, Na20, P20 s). 
Атомно-эмиссионный с индуктивно связанной плазмой ана-

· лиз (ИСП-АЭС). Определение содержаний элементов (22 
элемента): Ti, Al, Fe, Mn, Са, Mg, К, Na, Р, Ва, Cd, Cr, Cu, 

7. 
Со, Li, Ni, Sc, .Sr, V, РЬ, Zn, Zr в пробах горных пород, дон-

Проба 3 540 
ных отложений, железомарганцевых образований, зол уг-

лей, почв. Выполнение химической пробоподготовки с ис-
пользованием особочистьrх реактивов. Предел определения 
10 г/т (0,001 % мае.). 

8. 
Масс-спектральный с индуктивно связанной плазмой ана-

Проба 3 180 
лиз (ИСП-МС). Определение Re в пробах горных пород. 



№п/п 

9. 

,. : ~. ·~: .. :. · .: . · "~-.-~ :· ~ .. . : :· 
.. .; ; ... . .. ··.". ,.. : . . : :. " ·: 

Вид работ и метод 

Пробоподготовка к ИСП анализу - открытое кислотное раз­

ложение с использованием импортных особочистых (sp) 
химреактивов. Предел определения 0,0005 г/т. 
Масс-спектральный с индуктивно связанной плазмой ана­

лиз (ИСП-МС). Определение содержаний 14 редкоземель­
ных элементов: La, Се, Pr, Nd, Sm, Еи, Gd, ТЬ, Dy, Но, Er, 
Tm, УЬ, Lи в пробах горных пород, донных отложений, же­

л~зомарганцевых образований, почв, углей, зол углей с ис­

пользованием импортных особочистьrх (sp) химреактивов 
для пробоподrотовки. Предел определения 0,001 г/т. 

·: · .=· ·" · :: ,-:-. :::.:>. :· :J\.1~с~7-~_ЦеЮJ)М.ЬкЬm ·с-" ·~ндую:и.~.н9 :связ~1юй J;Iлазмой ана~ · 
· .·":~): \:·:.: .:.:: ·::. · :: · пИ,з'.(ИСП-::.МС) " Оirреде.Ление .содержаний малых и следовьrх .. 

. . " ' · :ЭЛем~нтов: "I:_i, Ве. ·sc, \/~· Cr, Co,"Ni; Си, Zn, Ga, Ge, As, Se, 
::-:·::::. . Rb°(Sr;.Y, Zr, NЬ, .-мо, Ag, Cd, Sn, Sb, Те, Cs; Ба, La, Се, Pr, 

10. Nd, Sm, Еи, Gd, ТЬ, Dy, Но, Er, Tm, УЬ, Lи, Hf, Та, W, Тl, РЬ, 
Bi, Th и U ( 48 элементов) в пробах горных пород, донньrх 
отложений, желез9марганцевьrх образований, почв, углей . 

" 'Пробёшодготовка - разЛожение с использованием имii:орт­
. · ньц особочистьrх (sp) кислот. Предел определения 0,001 г/т. 

·масс-спектральный с индуктивно связанной плазмой ана­

лиз (ИСП-МС). Определение содержаний малых и следовых 

. эЦементов: Li; Be, Sc~ V, Cr, Со, Ni, Си, Zn, Ga, Ge, As, Se, 
.:- . . · ··' ". -Rb~ Sr; У, :Zr,'NЪ, м·о, Ag"C.d, Sri, Sb, Те, Cs, Ба, La, Се, Pr, 

. : "11 :. : Nd·;Sm, Еи, Gd, ТЬ, :Ру, Но, Er, Tm, УЬ, Lи, Hf, Та, W, TI, РЬ, 
,._ · .~ · вi;: тh и ·U (48 .. элементов) в готовьrх· растворах проб горньrх 

.. " ·; :("~. :.: ·: ·-- ~ : .. : \ ~ri9p~д) доню~rх : ртл()ж~щriif, . ):I<ел~зомарганцещ,rх образова­
. " ::': ~·:. : :. , .. "_ ""?. ; : нЦй;"·~оЧв\ Уг11~й" росле· 1щсriотнопi·р~Ложения· (sp ). Предел 

. ·.·_.:. ::<.: ." ;:: : .оliр,еделенИя :о;ЬОI · r/т.~'. · · · 

. . ·" . ."-:: .. . , 

... ' ~ . 

. : · .: · · Ма<;:с~спе~праль~:iй с" инд)iктивно· связанной плазмой ана-. 
· ·: лиз (ИСП-МС)." Определение содержаний малых и следовьrх 

элементов: Ве, Sc, V, Cr, Со, Ni, Си, Zn, Ga, Rb, Sr, У, Zr, NЬ, 
Мо, Sn, Cs, Ба, La, Се, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, ТЬ, Dy, Но, Er, Tm, 

,УЬ, ·Lu~ Hf, Та, W, РЬ, ТЬ, U (38 :щементов) в пробах горньrх 
·'_пород кис.р:ого состава, донных отложениях, почвах, золах 

12. 

yr.rie~. Пробоподrотовка - сп.Лавление с метаборатом лития 
(sp). Предел определения 0,01 г/т. 
Масс-спектральный с индуктивно связанной плазмой ана­

Единица Стоимость* 

измерения (руб" без НДС) 

Проба 3 900 

Проба 4 200 

Проба 2 520 

Проба 4 080 

лиз (И~П-:МС). Оriределен~е содержаний малых и следовьrх 
._. Эле~ентов: Ве, Sc; V, Cr, Со, Ni, Cu, Zn, Ga, Rb, Sr, У, Zr, NЬ, 

·.13. . - ·)\.1о, Sn, Cs', Ба; La; :се, Pr, Nd, Sm, Еи, Gd, ТЬ, Dy, Но, Er, Tm, Проба 2 600 
. : " . . . .уь, ·Lu,.IЦ, Та, ·W; РЬ, Th, U (38 элементов) в готовьrх рас-

·;· : ~~:· ~:·.'·::: ·'_ ~. · ·:: ... ~~.:,:.il'~JЗорах:проб горньrх: лород Юfс.цого состава после разлоЖе-
- "_ ... '. .". .н_ия·сплаВJiеliием"с ~меТаборатом .литИя (sp). 

14. 

· СиликатньIЙ ·анализ· проб горных· пород, донных отложений, 
ЖеЛезомарганцевых обр-азований; почв- с использованием 
метода гравиметрии (определение н20-, ППП, Si02); ме­
тода ИСП-АЭС (определение Ti, Al, Fe, Са, Mg, Mn, К, Na, 
Р, в том числе в пересчете на оксиды); метода ИСП-МС 

(определение Li, Ве, Sc, V, Cr, Со, Ni, Си, Zn, Ga, Ge, As, Se, 
Rb, Sr, У, Zr, NЬ, Мо, Ag, Cd, Sn, Sb, Те, Cs, Ба, La, Се, Pr, 

Проба 7 200 



. . "~ . 

№п/п 

". 

Вид работ и метод 

·Nd, Sm, Eu, Gd, ТЬ, Dy, Но, Er, Tm, УЬ, Lu, Hf, Та, W, TI, РЬ, 

Bi, Th и U). Всего 58 элементопределений. Пробоподго­
товка - открытое кислотное разложение особочистыми (sp) 
химреактивами. Предел оnределения 0,001 г/т. 
Силикатный анализ проб горных пород, почв, донных отло­

жений, зол углей, торфов с использованием методов грави­

метрии (Н2О·, ППП, Si02); ИСП-АЭС (Ti, AI, Fe, _Са, Mg, 
Мn, К, Na, Р, в том числе в пересчете на оксиды); ИСП-МС 

15. (Ве, Sc, V, Cr, Со, Ni, Cu, Zn, Ga, Rb, Sr, У, Zr, NЬ, Мо, Sn, 
Cs, Ва, La, Се, Pr, Nd, Sm, Eu, Gd, ТЬ, Dy, Но, Er, Tm, УЬ, Lu, 

·.· .. , .. ;· .. )-If; _т~. W,-Pb, :Tli~ U). Всего 48 элем~нтоопределений. Про-
.· : : .- · · _. · .. ·:. ·:боподг<;повка ~ щшавление, с метаборатом лития ( sp ). Пре-
·. :: -.: :· . .· :дел- опредеftения .до· О;Оl "мг/кг. . ., .. 
·.:.: ·. 
: ... .- :' ·; ·" э·ле~ентНЫй а~iшИз Проб углей методами плазменной спек-

':.>."J;, р.:- ·. - ~; ._<_-_ .. " :-т.Р9~еЧ>~: <J1СI1-А~С: и.Л9_П:.~~), Qпределени~ Ti,_AI, Fe, 
">·!:-.::.:.~:·.::·'[ .~ ': ·'..'. ~_~:<:~ :·Мn,= :сц~: мg" Na,, К, f~"~.i;-Вe," sc;v, ·cr, Со, Ni, Cu, Zn, Ga, Ge, . 
. ··.· .. :.:\ :.: .. ·}'~ :-=·.·:· :лs·~ -.s<Rb, ;._Sr; _Y·~ . z~. NЬ; Мо, Cd, Sn, Sb, Cs, Ва, La, Се, Pr, 

" .. :, · .', ". " :Nd, S_m, Eu" Gd, ТЬ, Dy, Ho"Er, Tm, УЬ, Lu, Hf, Та, W, TI, РЬ, 
. .- -~· ·'. :· . ·: :· :· ·вi, Th;· U. · :хИмическ~я прЬбоподготовка с использованием 

·:" .·: .-·> . 

" . 

: особочистых (sp) химреактивовов. Предел определения до 
0,001 мг/кг . 

. :··" ЭЦементный · анащ~:зпроб растительности с использованием 
. ·методов плазменной спектрометрии (ИСП-АЭС и ИСП­

. ·· :мс). ОпределеНие Ti, Al, Fe, Мn, Са, Mg, Na, К, Р, Li, Ве, 
Sc, У, Cr, Со, Ni, Си, Zn, Ga, Ge, As, Se, Rb, Sr, У, Zr, NЬ, Мо, 
Cd, Sn, Sb, Cs, Ва, La, Се, Pr, Nd, Sm, Еи, Gd, ТЬ, Dy, Но, Er, 17. 

.Tm, УЬ, Lu? Hf; Ta, W, TI, РЬ, Bi, Th, U. Пробоподготовка -
. "-~ ".. . . . _. ·} 

. . микроволн_овое разложение ·с использованием импортных 
.. ,· 

.·· ~ .. 
. . . ~..._·. ~, . "' 

. ". -осо~о'чисц,rХ.{sр}. Щмреактивовов. Предел определения до 

·0,001 Мг/кг. . · 
. ;::~·:.:- : . . ·{ ·: ·;·-_" . .__··.: :,,Э,Лем~нтнI?.Щ анализ природных и питьевых вод с минерали­
. ·: .··· . - ·. · .. ",_ : •; .. =:: ·· :- зацИ~~ менее ~ .rlri (растворенные· формы) с использованИем· 

:. :. ·: · :· · _: .·".- . ·:метода~ ИСП-АЭС и И(::П-МС. Опр.еделение концентрации 
. ._ .. ·, :: ·18".· ,.:. Al"Fe,-Ca;-:Mg;· Mn;К,Na, Р, Si, ti, В, Ве, Sc, V, Со, Cr, Cu, 

Ni', Zn, Ga, G"e, Zr, Rb" Sr, У, Cd, Cs, Ва, La, Се, Pr, Nd, Sm, 
Еи, Gd, ТЬ, Dy, Но, Ei, Tm, УЬ, Lи, Tl, РЬ, Th, U. Предел 

. · .·· 

19. 

определения - до О, 0001 мкг/дм3 . 

.Элементный ана.iiиз природных и питьевых вод с минерали-
· зацией более 1 г/л (расrворенные формы) с использованием 
методов ИСП-АЭС и ИСП-МС. Определение концентрации 

Al, Fe, Са, Mg, Мn, К, Na, Р, Si, Li, В, Ве, Sc, V, Cr, Со, Ni, 
_..·;- · -. ··; · · ·-Си;. Zn, Ga, "Ge" Zr, Rb, Sr, У, Cd, Cs, Ва, La, Се, Pr, Nd, Sm, 

_·,~" ·=· ".··~~.:; ·: :. ":- • ~: :: ·'Еи, qd, ·.ть, D}т; Но. , ·.:Pr, Tm, УЬ," Lч, Tl, РЬ, Th, U. Предел 
" , " ... ". . . _.: . ._ , "определения - ·до: 0,_ ООО 1 мкг/ дм3 . 
~" _;. ·. ·: -: " .. " . .Эл.ем~нтный аналИз взвешенного вещества в природных во­

.· ::.:.->.=' . . " ·--:.:"".: дах 'с ,и:ёполЬЗованием методов плазменной спектрометриц 
>.:'.>".-~. :\ ." :2Q. ·_" ·: :_сИсi:I'-Аэс ·~ -ИсП~мсу.· опреДелею.~1е · конценТрации Al, Ti, 
· ··~ ·:-_ . . ".:fe;: Са, Mg,.K;-:Na, Li, Ве, Sc, V, Cr, Mn,"Co, Ni, Си, Zn, Ga, 
"~ , . ..-: . .. · As~. Rb, Sr; У; Zr~- N:Ь" Мо, Ag,- Cd,'. Sn, Cs, Ва, La, Се, Pr, Nd" 

Единица Стоимость* 

измерения (руб" без НДС) 

Проба 7 040 

Проба 5 830 

Проба 3 880 

Проба 2 760 

Проба 3 060 

Проба 4 560 



№п/п 

21. 
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Вид работ и метод 

Sm, Eu, Gd, ТЬ, Dy, Но, Er, Trn, УЬ, Lu, Та, W, Tl, РЬ, Th и U. 
Пробоподготовка - открытое кислотное разложение после 
озоления фильтров с осадком импортными особочистьrми 
(sp) химреактивами. ·. 

'Атомно-эмиссионный.с индуктивно связанной плазмой ана-

·лиз (ИСП-АЭС) растворов. Определение концентрации от-

дельных химических элементов - за один показатель. Диа-

пазон определения от 0,01 мг/ дм3 . 
За каждый последующий. 

Масс-спектральный с индуктивно связанной плазмой ана-

щrЗ ·(ИСЦ-МС) · растворов. Опр~делещ1е концентрации от-

·деЛЬНЫХ ·химиЧескИх ЭЛеМеНТОВ - за ОДИН показатель. Диа-
пазон определения от 0,01 мкг/дм3 . 

·· За каждый последующий. 
: Оriределещ1е общего углерода методом высокотемператур-
·ноГ.о . · оюi~-!iения : (ИК-.nетектирование) с использованием 
. ана.i:Iизатора TOC-.V в пробах питьевых и природных вод. . . . 

Дредел определения .0,1 мг/дм3 . 

:;Qnр~деле~.И:~ ·. общеrо :.ц~орг.аническqго: углерода методом 
;iзьiсок6тёмпературноrо .: qкИсЛенИЯ (ИК-детекти.роiщние) с 

·: исПолЬзованИ:ем : аналйзатора ·тоС:-V в пробах питьевых И 
· природны~ воh .. ПредеЛ определенИя 0,01 мг/дм3 . 

Определение органического (по разности между содержа-

нием общего углерода и содержанием общего неорганиче-

ского) с использованием анализатора ТОС-V в пробах пить-
ев:Ьrх и природньrх вод. Предел определения 0,01 мг/дм3 . 

. Определение общего углерода методом высокотемператур-

·ного окисления (ИК-детектирование) в твердых пробах с 
:испол.ьзованием приставки SSM-5000A к анализатору ТОС-

У. Предел определения 0,01 %. 
ОQ:ределение неоргаНического углерода методом высоко-

:темf!ератJ'рного окисления (ИК-детектирование) в твердъrх 
; проб~х с· ис~ользованием приставки SSM-5000A к анализа-
" тору:ТО~>.V"Лредел Qпределения 0,01 %. Предел определе-
:~ . : 6 61 о/с" . .: . . . :. : : . . . . ния. ". _. о. ·: . . ". · .. · .. · 
:· Опр~деление .органического .углерода · (по разности между 
содержанием· .об.iцего ·углерода и содержанием неорганиче-

·.ск·ого углерода) · ~ .твердых пробах с использованием при-
ставки SSM-5000A к анализатору анализатора TOC-V. Пре-

.дел определения 0,0 1 %. 
):"'равиметрический . анализ. Определение общего содержа-
"щ-нi серы в. пробах . горных пород, почв, донньrх отложений, 

грунта, песка д щебня. Предел определения О, 1 % 
· Гравиметрический анализ. Определение сульфатной и 
·сульфидной (по разности между общим содержанием серы 

и содержанием сульфатной серы) форм серы. Предел опре-

'.деЛения .0,0 1 %. ·· · 
".Хроматографический анализ. Определение концентрации F-
, С!\ Br:, N02-, NОз- S042-, NН4+, Li+, Na+, К+, Са2+, мg2+ в 

.. ' ; . .Iiриродны:Х и питьевьrх водах· с минерализацией менее 1 г/л "'• 
.. . 

. . .. . .. : 
: :. : 
. . " ::· .. . .. 

.. .. • . . . • , . . , 

. . . .. " . . . 

Единица Стоимость* 

измерения (руб . , без НДС) 

Проба 
790 

162 

Проба 
1 320 

250 

Проба 570 

Проба· 582 

. . 

Проба 1 152 

Проба 610 

Проба 700 

Проба 1 350 

Проба 1 300 

Проба 2 700 

Проба 1 030 



№п/п Вид работ и метод 
Единица Стоимость* 

измерения (руб" без НДС) 

методом ионной хроматографии. Диапазон определения от 

0,01 мг/дм3 . 
Хроматографический анализ. Определение концентрации F-
, с1-, вг-, N02-, Nоз- S042-, NН/, Li+, Na+, к+, Са2+, Mg2+ в 

1 080-1 510 
32. прцродны:х и питьевых водах с минерализацией более 1 г/л Проба 

ме:rодом ионной хроматографии. Диапазон определения от 

0,01 мг!дм3: 
Определение отдельных покаЗателей (F-, с1-, вг-, N02-, NОз-
S042-, NН4+, Li+, Na+, к+; Са2+, Mg2+) методом ионной хро-

590 
33. матографии в природных и питьевых водах. Диапазон опре- Проба 

деления ог(),01 мг/дм3 . За один показатель. 
· ... •.:· 

. . . 
за. каждый последУющий . 118 

. ЗА: -:. Определение щелочности (гидрокарбонатов НСО ~) в про- . 
Проба 470 

·бах вод . . . 
1 760 (при 
анализе 

Геохронологический анализ методом масс-спектрометрии с свыше 20 то-
: 35. ·_индуктивно связанной плазмой с системой лазерной абля- Проба чек вводится . . ··· . 

.. "~ :~·.· ·; ; ... ·:·ЦИи (ЛА:-ИСП;:МС) в расчете на одну точку. · понижающий . ~" ' 

·'· ..... ..". цену коэффи-
: ·. . .. 

' . . .. .. циент) 
.. ·..: . . . 

... , . .. ,. . . . .. 
1 384 (при . . ·· ... ;". .. . " ·-:.:. · .. · .. . . · . .. 

.. " .. 
:· ~~". ~ . ~ . . . " . •. . .. . " . " . 

анализе ··:ЭnементнЬТИ ~нал~з меть.Дом Jl..:lасс-сцектрометРии с индук-.· . ;, ~ ... . . . . свыше 20 то-
З·6. . --т~вно связанной плазмой с системой лазерной абляции (ЛА- Проба 

чек вводится .. . . ИСЦ-МС)'в расчете на одну точку . 
понижающий 

.. коэффициент) 

Лаборатория стабильных изотопов 
" ... : · .· {опvедеЛ.ение изотопов Н, С, N, О и S в природных и искvсственных объектах) 

. . 

37. 

. :зs .. ·." 
'; :·.:...:: .. 

. ~ . ·~ . : . 
' . .. · 

. " .. . . 
". ". " .. : . ·.:. 

·. ". 

. ·39.": 
. . 

. . 
40·· · . 

.·" .... · .:. '. 
~ 

41 : 
• " • '. . • •' .= ~ : 

42. 

43. 

44. 

45. 

·. · · ·.· 
... " . . . 

.. \• .. · . 

. ·.·· 
. . " ~ ·" .. "" . . . . . . . " · ·. 

Анализ стабильных изотопов. Определение отношения 
180/160 и 13С/12С. Проба - карбонаты (навеска >20 мг). 

Проба 2 460 

Анализ стабильных изотопов. Определение отношения 

·18011
.
60 и 13С/12С. Проба - микронавеска карбонатов (-60 Проба 3 255 

: мкг): · 

Анащiз стаб1щьньiх и~отопов. 

13С/12С. Проба - графит . 
Определение отношения 

Проба 2 520 

· Ан~з стабильных изо:rопов. Опред~ление отношения D/H. · 
· Проба~Н:20 гаЗ6во-жиДких включеНий .. Проба 5 545 

Анализ стабиЛьных Изотопов. Определение отношения D/H. 
:проба-вода . 

Проба 2 520 

Анаriиз стабильных Определение отношения изотопов. 
Проба 2 520 180 / 160. llроба-вода. 

J?яализ с~абильных изотопов. Определение отношения D/H. 
Проба 5 545 

-Проба-Он- содержащие минералы. 

АналИз стабильных изотопов. Определение отношения 
Проба 5 200 ·180;160. Проба - силикаты И окислы. 

Анализ стабильных изотопов. Определение отношения 
Проба 2 730 34S/32S. Проба -:- сульфиды (навеска >20 мг) . 



• 

№п/п Вид работ и метод 
Единица Стоимость* 

измерения (руб., без НДС) 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

Анализ стабильных изотопов. Определение отношения 
34S!32S. Проба- сульфиды (навеска- 1 мг). Проба 
Анализ стабильных изотопов. Определение отношения 
34S!32S. Проба - сульфаты. Проба 
Локальное определение отношения 34S!32S в точке. 
Проба - сульфиды. 

Точка 

Локальное определение отношения 34S!32S и 33S/32S в точке. 
Точка 

Проба - сульфиды. 

Локальное определение отношения 34S!32S, 33S/32S и 33S/36S 
Точка 

в точке. Проба - сульфиды . 

.5·( ,.::·;:· ~~~ .- ~табюiь~~ . :~во.т.оn~в . · ?пр~деление_: _отношения пр· оба 
· · - ,, . Чс/~ 2Си 14N/15N. Проба --органические ·вещесТва. . · 

52" · .. ·~a:r~ стабильнЬrх . изотоцов. Определение отношения 

3 885 

3 885 

3 780 

4 095 

7 290 

4 105-

2 080 --· . - ·. С/ С. Проба-:·Сil4 в.rазовьrх пробах. . Проба 
·" ', . .. , 1---------_.._--~-~------'..___-----------+--------11----------1 

53
. . Аi!ализ стабИЛыiьrх изотопов. Определение отношения 

1 3С/12С. Проба-СО2 в газовьrх nробах. Проба 1 700 

Лаборатория микро- и наноисследований 

. ; 

·.- . (комплексное исследование вещественных характеристик минеральных и техногенных объек­

. тов, аналитическое сопровождение геологических и поисково-разведочных работ, подготовка 
. . эксnертных заключений и научных отчетов) 

Макро- И микрофотодокументирование минеральных и тех-
445 54. б ( б v ) Штука . · .. ногенньrх о ъектов о >разцов, изделии, препаратов . 

:t-----+------------>~.__--'---'--'------'-__.__ _ __...__ _ __,_ ___ -+-------1-----------1 

.. · . 
.. 

: .. ·: .·· 
··.-. ,_., :5s:· состава ·Микроскопия ·обiцего· · петрографического 

Минеральных и !е~ноге~ньrх образований . 

.. ·- . .-: . 
. . ~ .: . " .. " 

. ,. -·· ~- . 

. . :Минералогичес~ие, петрографические и минераграфиче­
.. · · ' -ские .·Исследо~аниЯ .-г6р!-lых ·пород,- руд, конкреций; искус­

" : \" .. 
~" .. 

ственны веществ, материалов и изделий (строительство и 
.qp) .. артефактов (археология). 
Tиrr проб и препаратов : штуфы, сколки, шлихи, пленки (по­
крытия), шлифы, аншлифы и др. 

... 

: . :· .·-: ·. ·~· , 
·: ·. : 

, -:: .. ·· 
' . · .. " . "; 

. •' . . 

56. Применение оптических микроскоirов исследовательского 
кш~.сса (при необходимости с фотодокументированием, в 

.т.ч. с Axi.oVision ПО): падающий, поляризациоттый прохо­

дящий и отра:же]:lный ·свет. 

Стоимость инструментш~ьного исследования варьи­
рует в зависщшсти от характера решаемых задач и 

· · особенностей, ·изучаемого объекта. 

' 57: 
Меrатi~графия · С -применение ХИМИЧеСКОГО травления ПО­

: верХНОСТИ ск9лqв и полированньrх шлифов металлов, ком­

. позитов, артефактов. 

:.-ВЬ1с9коточнре Из_мере1щетвердости (по Виккерсу и k.нупу) 
58. '. ·,-Минера.riов, металлов и хрупких ·материалов на микротвер­

. дqмере Shimadzu НМV-2. 

. · .. 

Шлиф 

прозрач­

ный 

Проба/ 

препарат 

Проба 

Зерно, 

фаза (5 за­
меров) 

от 3 200 

от 7 100 

от 9 820 

4 730 



, .. №п/п 
1 

Единица 1 Стоимость* 
Вид работ и метод измерения (руб., без НДС) 

59. 

. . .. ':. ·: .. . : . . ~.: .. 

Тонкодисперсные минеральные и техногенные микрообъекты (см. 5 9 .1-59. 7). 
Исследования в широком диапазоне увеличений на двулучевом сканирующем элек­
тронно-ионном микроскопе или однолучевом сканирующем электронном микроскопе 

(СЭМ) со спектрометрами для рентгеноспектрального микроанализа (ЭДС, ВДС). Полу­

чение сведений по: морфологии, скульптуре поверхности, структуре (анатомия, зональ­

ность, однородность/неоднородность) и размерах микрочастиц, элементному составу (в 
точке, по профилю и площади) минералов (в т.ч. биоминералов - конкрементов из почек, 

желчных пузырей и др.), твердофазных веществ, материалов, артефактов, палеонтологи­

ческих объектов и др. 

Пробы: обломки, зерна, порошки, покрытия, аншлифы, изделий и т.п. 

·стqимс;н;ть· исследования зависит от характера решаемых задач и особенностей изу-
, ,,. · Ч.ае~оrо 'объекта. Минимальное время проведения рабо'т - 2 'часа. . 

ЦоДготовка· образцов для электроно-мИ:кроскопического 
Проба/ 

430-630 59.1: .исследования. с. )'I:'Леродным · или металлическим напыле-

. ·.: .<·· ·-: . н~е?vсобразЦа,' . ·. ":" . ·." " " . . . " . препарат 

_1 - · 

... ·· . 

: " · · .: · МоДИфикацИ:я поверхности и )iол}'чение поперечных сре-
59:2 . зов . (кро~с.-сеКций) .. ~, по.мощью ионного пучка (FЩ-

. " .. . " . :технология).под .микроскопом. " 
Изучение морфологии, скульптуры поверхности, опреде-

.. ·. ~· 

. . . 
. .: ~ : . 

59 .3 б 
ление размера о ъектов. 

Изучение " микроструктуры-текстуры (анатомия, зональ­
.:59.4. · ность, · одно·ро;цность-Н:еоднородность, пористость) с полу­

чением ВSЕ/SЕ-изображений" 

Проведе·ние фазового и элементного анализа тонкодисперс­

ных объектов . 

59.5 Энерг.одисперс.Ионная, волнодисперсионная рентгеновская 

. . . _.спектрометрЦЯ: .ащшИз в точке,-запись· профиля, элементное 
· - картированИ:ё. -: .. 

.. . ЭнергодИсперсионн·ая рент:геновская спектрометрия с · . . . 
· . ·: : .пр:И:менещн~м: .специалf!зированных" программных модулей 

· .: .: : .~·,;.·:' ' · · ,' " · "·д.Ля а~томатИ.зиро·в·аюiоЙ генерiции отчета численных дан-
,· , • .. 

.· ных по Поиску И .классифицированию фаз в препаратах. Ста­
тистический подсчет большого числа (сотни, тысячи) про-

S9.6 тест:Ированн:Ьrх. Частиц или ми.крозерен/включений (с задан-
. ным размером, минимально - 0,2 мкм; на обозначенной 
' пЛ.ощади препаратов поликомпонентных проб (шлиф, ан­
· шлиф, шлих, песо!<, пьшь). 

- · Целенаправленная (согласно · · поставленной задаче) 
СЭМ-морфометрия и ЭДС-анализ интересующих зерен. 
КонсультИрование, методическое сопровождение, подго-

59. 7 rовка о.тt:j:ета с Дополнительной обработкой и/или интерпре-
.. ._ ·> , тацией .СЭМ~$ДС-данньiх. . 

·' ., . 
6
. 

0
· . . ".·оценка радиоактивности на доЗиметре-радиометре 

.. . . -'MI\C-ATI 117.М. 

. ·.· 
. . .-:· ·:.···"· 

. .. .. · 

. · 

, . ИзмеренИе мс:_~сс.овой концентрацииАu, Ag, Pt, Pd и Rh мето­
·; : . . ДОМ· атомflо"абсорбЦионного . анализа (в графитовых кюве­

.б l . . тах и п~~ени) при ~олном кИ:сдот~ом вскрытие пробы и из­
•. · мерении (в т.ч .. с экстракцией или с соосаждением). Навеска 

.. пробы ·массой 2 Г., ,:Нижн·ий предел измерений (в · г/т): Au -
0,002; Ag - 0,2; Pt, Pd, Rh - 0,02 . 

Час 11 098 

Час 5 105 

Час 4 775 . 

Час 5 624 

Час 6 540 

Час 1 380 

Проба 1 205 

Проба, 
3 082 за 
один элемент 

элемента-
(580 за каж-

о пределе-
дый последу-

ние 
ющий) 



№п/п Вид работ и метод 
Единица Стоимость* 

измерения (руб" без НДС) 

Гранулометрический анализ сьmуqих проб ситовым мето-

74. 
дом (сухой и мокрый рассев) в диапазоне от-20 мкм до +16 

Проба от 680 
мм на программируемом автовиброгрохоте. Комплект из 

20-ти металлических сит. 

Гранулометрический анализ суспензий, эмульсий и сухого 

75. вещества на лазерном анализаторе частиц в диапазоне 2500 Проба 3 100 
мкм - 17 нм. 
Консультационные услуги. Оформление результатов, в том 

76. числе с комментариями и рекомендациями. Подготовка Штука от 9 350 
протоколов испытаний и информационных записок. 

77. 
Подготовка экспертных оценок и заключений (в т.ч. судеб-

Штука от 108 ООО 
ных), науЧ:Ных отчетов по результатам исследований. 

Лаборатория рентгеновских методов 
1 час ра-

от 5 400 
Количественный анализ, картирование, профилирование на 

боты 

78. 1 смена - 4 
зондовом микроанализаторе Jeol JXA-8100. 

часа ра- от 19 200 
боты 

Изуqение зерен в катодолюминесцентных луqах на зонда-
1 смена-4 

79. часа ра- 24 600 
вом микроанализаторе Jeol JXA-8100. 

боты 

Компьютерная рентгеновская томография с использова-
1 смена - 4 

80. часа ра- 6 600 
нием микротомографа BRUКER SKYSCAN 1272. 

боты 

81. 
Рентгенофлуоресцентный силикатный анализ на 1 О элемен-

Проба от 4 500 
тов на РФА S4 Pioпeer. 

82. Рентгеноструктурный (дифрактометрический) анализ . Проба от 750 

Термобарогеохимические исследования 
Изуqение пластин и шлифов на оптическом поляризацион-

ном микроскопе для геологических исследований NIКON Е 

100 POL (Япония), оснащенном термостоликом TS1500 для 1 смена- 6 

расплавных включений, термо- и криостоликом THMS600 часов (1 
83. для проведения экспериментов с флюидными и расплав- пластина 9 200 

ными включениями, включающее изготовление препаратов или 2 
для крио- и термометрии, определение фазовых переходов, шлифа) 

состава растворов и температуры гомогенизации включе-

ний, интерпретацию данных. 

Геммологическая экспертиза камнесамоцветного сырья, ювелирных камней и ювелирных 

изделий 

84. Распиловка образцов (заготовки) . 
Пластина, 

920 
шлиф 

85. 
Изготовление пластин IOxIOxl см, полированных с обеих . 

Пластина 6 900 
сторон. 

86. Изготовление шлифов для экспертных работ. Шлиф 1 725 
Образец 

87. Документирование (макро- и микро-фотодокументация). 
или 1 юве-

1 725 
лирный ка-

мень 



№п/п Вид работ и метод 
Единица Стоимость* 

(руб. , без НДС) 

88. 

89. 

90. 

91. 

92. 

93. 

94. 

95. 

измерения 

Образец 

Петрографическое исследование, с числом минералов до 5. 
или l юве-

9 200 
лирный ка-

мень 

Проба до 

10 камней, 
Геммологическое исследование камней (диагностика, образец 

9 200 
оценка качества, цвета, чистоты, веса). или 1 юве-

лирный ка-

мень 

Проба 

до 10 кам-

ней, обра-

Определение сортности и качества сырья. зец или 1 11 500 
ювелир-

ный ка-

мень 

Идентификация проб и клейм раритетов. Изделие 11 500 
Определение происхождения драгоценного камня (природ-

1 камень 17 250 
ный или синтетический). 

Проба, 

партия 

Геммологическая экспертиза с написанием заключения. 
изделий, 

от 17 250 
камней или 

минераль-

ного сырья 

Мастерская по пробоподготовке и разделению минералов 

Изготовление шлифов. Шлиф от 1 200 

Изготовление аншлифов. Ан шлиф от 1 100 

*- 1) Аналитические работы облагаются НДС 22%. 
- 2) НИР не облагаются НДС на основании пп.16 п.3 ст. 149 НК РФ. 

- 3) При выполнении flliP стоимость работ может увеличиваться от 10 до 100 % в зависи-
мости от категории сложности научного отчета. 

Согласовано: 

Зам. директора по научной работе, 

руководитель Аналитического центра 

· Зам. директора по экономике 

Расценки действительны до конца 2026 г. 

- ЬхинМ.Г. 
~ 

Степанюк С.А. ---- --


